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Зависимость анодного тока электровакуу.много диода от напр.чжения 
на аноде, называемая вольтамперной характеристикой (ВАХ), представ
ляет собой первоначально быстро возрастающую кривую, которая в дапь- 
нейше.м испытывает тенденцию к насыщению.

Первоначальный участок быстрого роста анодного тока обусловлен 
исчезновением основной части пространственного заряд, окружающего 
катод. Дальнейщий плавный рост анодного тока носит сублинейный ха
рактер. Это объясняется медленным рассасыванием оставщейся части 
электронного облака [I]. Затем анодный ток не изменяется с ростом 
напряжения -  достигается ток насыщения или плато на ВАХ диода.

По достижении тока насыщения пространственный заряд не исчезает 
полностью. Полное уничтожение пространственного заряда происходит 
при очень больщих напряжениях на аноде. При этом исчезает участок 
спада потенциала при удалении от катода.

Иногда участок сублинейного роста анодного тока ошибочно припи
сывают эффекту Шоттки -  уменьшению работы выхода электрона в силь
ном электрическом поле. Однако, как показывают теоретические оценки, 
уменьшение работы выхода даже при напряженки на аноде порядка 1000 
Вольт составляет не более одного процента [2]. Кроме того, из теоретиче
ского рассмотрения следует, что для эффекта Шоттки характерна не суб
линейная, а сверхлинейиая зависимость анодного тока от напряжения.

Подобная зависимость наблюдалась в ВАХ высоковольтных электро
вакуумных диодов после участка насыщения анодного тока (плато на 
ВАХ) при напряжениях на аноде выше 250-300 В. Рост тока оказался не
большим -  не более 0,5% от тока насыщения. Благодаря высокой чувстви
тельности электроизмерительных приборов удалось количественно про
анализировать характер зависизлости и оценить величину относительного 
уменьшения работы выхода из катода.
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